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第1章 Introduction

序論
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第2章 Principle

原理

2.1 FZP

ゾーンプレート

2.1.1 Diffraction Pattern

回折
Lommel 関数

Uj(w, z) ≡
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第3章 Setup

装置
式 2.1、式 2.2、の結果を利用する [4]。
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付 録A Bragg Reflection

Bragg 反射
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